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В данной работе представлены исследования излучений, возникающих при взаимодействии электронов с энергией 7 МэВ и рентгеновских лучей с мишенью, изготовленной из вольфрамового порошка. Измерения соответствуют дифракции виртуальных и реальных фотонов соответственно. Порошок вольфрама был выбран, т.к. в области энергий от 2 кэВ до 7 кэВ дифракционные пики от пяти кристаллографических плоскостей (110), (200), (211), (220), (310) можно анализировать без влияния фоновых пиков. В работе /1/ было показано, что все спектральные пики проявляются одновременно согласно кинематической теории параметрического рентгеновского излучения в поликристаллах /2/. Характеристики обоих дифракционных процессов анализируются и сравниваются, по следующим параметрам: выход излучения, ширина на полувысоте спектрального пика и отношение дифракционного пика к фону. 
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